TARAMAL | ELEKTRON Dokiman No: DFM-PR02-F01/34
DE_}A M MiKROSKOBU (SEM) HiZMET Yayinlanma Tarihi: 08.10.2019
Deneyae Fen Bmir Uyuiama ve Aragma Meriezi TALEP FORMU ReViZyOn No/ Tarih: 00/ -
Sayfa No/Toplam Sayfa No: Sayfal/4
Talep Tarihi: ...... [o.od...... Numune Kayit No (¥):.................

KURUM BILGILERI
Kurum Unvam : Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Arastirma Merkezi (DEFAM)

Kurum Adresi : Manisa Celal Bayar Universitesi, Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Arastirma Merkezi
Sehit Prof. Dr. {lhan Varank Kampiisii, 45140, Yunusemre - MANISA

Tel :0(236) 201 2602

Fax : 0 (236) 201 2607

Kurum Hesap Bilgileri :

Vergi Dairesi ve No: Mesir-204 003 1671

Sube Bilgisi / Kodu : Ziraat Bankas1 Manisa Subesi/188 IBAN No: TR 360001000188394772655063

MUSTERI BILGILERI
Miisteri /Proje Yiiriitiiciisii Adi-Soyada:

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi ve Numarasi:
Tel /Fax:
e-posta:

Odemenin Yapilacagi Kaynak:

J CBU [0 Kamu/Universite (] Bireysel O Ozel Sektor O Protokol
(Proje No: ............... ) (ProjeNo: ............... )
NUMUNE BILGILERI

Numunenin Adi / Cinsi :

Numune Gelis Sekli:  [] Elden [] Kargo LT DIZET e veveie e e e

Uretim Tarihi: ...... loooid...... Lot NO/Parti NO: ..ovee e,
Ambalaj Sekli:

RANDEVU TARIHI-SAATI: |

Numune Kabul Durumu(*): [ Kabul [ Ret

SOZLESME VE GUVENLIK BILGILERI
DEFAM Deney Hizmet Sozlesmesi

1) Raporlar, talep formundaki bilgiler dogrultusunda hazirlanmaktadir. Hizmet talep formunda talep edilen hizmete

belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/diizeltme istekleri, laboratuvar deney islemine baslamadan 6nce ve yazili olarak
yapilir. Yazili yapilmayan degisiklik talepleri dikkate alinmaz; bu durumda deneyler, fiyatlandirma ve faturalama
islemleri orijinal bilgiler dogrultusunda yapulir.

2) Eksik bilgi iceren ve numunesi yetersiz talepler icin MUSTERI’ den onay aliarak deney islemine baslanabilir. Eksik

bilgi ve/veya numunenin tamamlandig1 giin, laboratuvarimizda ilgili talep i¢in birinci is giinii kabul edilir.

3) Numune gonderimi ve rapor teslimi ile ilgili kargo tcretleri MUSTERI’ ye aittir. Numunenin uygun kosullarda




TARAMAL | ELEKTRON Dokuman No: DFM-PR02-F01/34
DE_}A M MiKROSKOBU (SEM) HiZMET Yaymlanma Tarihi: 08.10.2019
U ——— TALEP FORMU Revizyon No/ Tarih: 00/ -
Sayfa No/Toplam Sayfa No: Sayfa2/4

kargoya verilmesi (soguk zincir vb.) MUSTERI’ nin sorumlulugundadir.

4) Numune iadesi istendiginde, numunelerin 1 hafta i¢cinde bagvuran tarafindan laboratuvarimizdan alinmasi gerekir.
Istendigi durumda kars1 6demeli olarak kurye ile génderilebilir.

5) Miisterinin 6demelerini geciktirmesi / yerine getirmemesi durumunda, DEFAM kendisine tim 6demeler yapilmadan
yeni deney raporu hazirlamama hakkina sahiptir.

6) Deney islemleri tamamlandiktan sonra artan numuneler miimkun ise ve 6zel bir durum belirtilmedikge 15 giin sureyle
uygun sartlarda saklanir. Bu siire sonunda miisteri tarafindan teslim alinmayan numuneler atiga gonderilir.

7) Taraflar arasinda isbu hizmet sézlesmesinden dogan ihtilaflarda Manisa Icra Daireleri yetkilidir.

8) Deney raporu ve sonuglari, reklamlarda DEFAM’ n adi anilarak ve/veya s6z konusu iiriiniin DEFAM tarafindan
onaylandig1 anlamina gelecek sekilde kullanilamaz. Aksi halde DEFAM tarafindan gerek reklamlarin yayinlanmasi
durdurulacak, gerekse maddi ve manevi zararin tazmini amactyla yargi yoluna bagvurulacaktir.

9) DEFAM’ a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TUBITAK vb. kapsaminda yiiriitiilen
projelerin igerik, siire ve deney bilgileri DEFAM tarafindan bilinmemekte ve takibi yapilmamaktadir. DEFAM’ da
yapilmasi talep edilen deneylerin ilgili Hizmet Talep Formu’ nda numaras: belirtilen proje sartlaria uygunlugunun
olmamasindan dogabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yiiriitiiclisii ve miisterilere aittir.

10) Deney siirecinde baslangi¢ sartlarindan herhangi bir sapma olmasi durumunda miisteri ile iletisime gegilerek onay1
alinir.

11)DEFAM, miisteri bilgilerinin {igiincii sahislarla paylasiimayacagini bu sdzlesme ile giivence altina alir. Ancak kanun
veya mevzuat geregi yasal otorite misteriye ait bilgilere ulagmak isterse, bilgiler paylasilmadan &nce miigteri
bilgilendirilir.

Numune Guvenlik Bilgileri

Numunenin ¢evre, insan sagligina veya cihaza zararl etkisi,

L] vardir. L1 yoktur.

Madde giivenlik bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarlar1 yaziniz.

O Solunum: ...ovvievininnnnee, LI Deri: v, L GOZ: v,
Aciklamalar:

Hizmet talep ettigim numune(ler) i¢in gerekli tim saglik, toksik ve giivenlik bilgilerini bu formda belirttigimi beyan

ederim.
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DENEY BIiLGILERI
Deney Cihazi: SEM (Taramali Elektron Mikroskobu)
Numune Tipi : OO Metal O Toz O Film O Polimer O Biyolojik [ Digerleri
(Ayr1 cihaz deneyleri igin ayr1 form doldurulmasi ve ayri numune getirilmesi zorunludur)
Kaplama Isteniyor mu? : 0 EVET [ HAYIR
Kritik Nokta Kurutucu Gerekiyor mu? : O EVET O HAYIR
Istenilen Dedektor:(1 SE [0 BackScatter [JSTEM [ CL 0O Bilinmiyor
EDX Analizi Isteniyor mu? : 0 EVET O HAYIR
Istenilen Biiyiitme Miktar:: X....................
Vakum kosullari: (0 Diigik Vakum [ Yiuksek Vakum
Uygulanacak Voltaj (keV): ........ccoeeiviiiinnnnn,
Numune Manyetik Ozellik Tasiyor mu? : 0 EVET O HAYIR
Artan Numune Geri Isteniyor mu? : 0 EVET O HAYIR
Etiket Numune icersinde olabilme ihtimali olan Ozel Talep
Numune Ad1 )
No element/molektl/mineral vb (***)
01
02
03
04
05

DEFAM Onayi
(imza-Kase)

Hizmet Talebinde Bulunan Firma Kabul Onay1:
(Imza-Kase)

(*) Numune kayit numarasi ve numune kabul durumu tarafimizca doldurulacaktir.

(**) Hizmet sartlar1, yontemi, ¢ikis siiresi, numune miktar1 ve hizmet bedeli talep edildiginde miisteriye bildirilir.

(***) Degisiklikler veya 6zel taleplerinizi bu kisimda belirtmeniz rica olunur.

Not: Yetkili kisinin adi, soyad: ve imzastyla onaylayarak gonderilmesi rica olunur. Firma imzas1 ve onay1 fiyat

teklifinde sunulan hizmet sartlarinin kabul edildigini belgeler niteliktedir.
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1-
2-

3-

Taramah Elektron Mikroskobu (SEM) Numune Kabul Kriterleri

Miisteri numune gonderirken DEFAM Deney Hizmet Sozlesmesinde yazilan sartlarla birlikte, agagida belirtilen
sartlara da uymakla yiikiimliidiir.

10-

11-

12-
13-
14-

15-

16-

Uygun olmayan numune goénderilmesi halinde MCBU DEFAM numuneyi kabul etmeme hakkina sahiptir.
SEM analiz randevusu gerekli planlamalarin yapilmas: gerektiginden en az 1 hafta dnceden alinmals,
Numune Kabul Birimiyle temasa gecilmelidir.

SEM analizleri numune sahibi esliginde 6nceden randevu verilerek yapilmaktadir. Bagvurunuzun kabul
edilmesine muteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size mail yoluyla bildirilecektir.

SEM goriintiisii alinacak numuneler nemli olmayan yada sulu olmayan kati numuneler olmalidir. Baz1
numuneler icin 6zel kurutma yontemleri (kritik nokta kurutucu gibi) gerekebilir. Teknik nedenlerden
dolay1; kuru olmayan numunelerden SEM goriintiisii alinamaz.

Analiz i¢in gonderilecek numuneler toz veya kati blok halinde olabilir. Numune miktari, toz numuneler
icin gozle goriilebilir olmasi yeterlidir. Kati numuneler i¢in boyutlar1 10 mm’yi gegmemelidir.

Numune ambalajlart numuneyi agiklayici bilgileri igeren etiketlere sahip olmalidir. Numuneler 01°den
baslanarak miisteri tarafindan mutlaka kodlanmalidir. Analiz raporunda sadece numune kodlar
belirtilecektir.

Numune iletken degilse (direnci 10°2° ohm’dan bly(kse), taramali elektron mikroskobu ile galisirken bazi
problemler ortaya ¢ikacaktir. Bu tiir numunelerin kaplanmasi gerekmektedir. Fakat kaplama yapilmasi,
numuneye verdigi kontrastliga bagli olarak yaklagik 20-50 nm biiyiikligiiniin altindaki yapilarin
gorintulenmesini engelleyebilir.

Kaplama yapilmasi, EDX analizinin malzeme i¢eriginden farkli ¢ikmasina sebep olur.

Numunede gérmek istenilen sekillerin boyutlar1 20-50 nm’nin altindaysa ve numune yalitkan ya da diistik
iletkenlige sahipse, numuneye diisiik vakum ortaminda bakilmalidir. Fakat diisiik vakum diisiik
coziiniirliige neden olmaktadir. Eger numune iletkense ya da kaplama yapilacaksa, numunenin yiiksek
vakum altinda incelenmesi daha yararli olacaktir.

Birden fazla numunenin ayni1 anda vakuma alinip incelenmesi i¢in, numune boyutlarmin birbiriyle fark
yaratmayacak sekilde olmasi gerekmektedir. Farkli boyutlardaki numuneler, ayr1 ayr1 vakum odasina
almacagindan dolay1 zaman kaybina yol acacaktir.

Numunelerin, numune tutuculara yerlestirilerek analize hazir hale getirilmesi ve numunelerin analiz
giiniine kadar uygun sartlarda (sicaklik, nem vb.) saklanmasi gibi kosullarin saglanmasi sorumlulugu
tamamen miisteriye aittir.

STEM dedektorii gerektiren analizlerde, numuneler STEM gridleri Uzerinde hazir sekilde getirilmelidir.
Bir saati agsmayan analizlerde 1 saatlik ticret alinmaktadir.

Kurutma gerektiren biyolojik numuneler icin analiz haftas1 Pazartesi giinleri numune hazirlama islemi
yapilir. Bu islem, gorevliler nezaretinde miisteri tarafindan yapilmalidir. Numunelerin analize hazir hale
getirilmesi, numune sahibinin sorumlulugundadir.

Numunelerden elde edilen gorintiler elektronik ortamda veya CD igerisinde analiz raporuyla birlikte
verilir. M.C.B.U DEFAM verdigi analiz c¢iktist ve SEM gériintiilerinden sorumludur, oynanmuis
gorantilerden sorumlu tutulamaz.

DEFAM alinan SEM goriintiilerini kendi biinyesinde 6 ay siireyle yedek olarak tutar.

Iletisim cbudefam@cbu.edu.tr adresi kullanilabilir.
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